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Chiffres clès

15/11/20212
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Notre présence

15/11/20213
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55 Experts à travers le monde

15/11/20214

ASTER
Representatives
(Support & Sales)

OEM & Integrators
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Secteurs d’activités

15/11/20215
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Processus de conception et de fabrication de cartes

15/11/20216

Conception Assistée par Ordinateur (CAO) Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO)

Ingénierie Assistée par Ordinateur (IAO) – Analyse et Simulation 

Gestion du Cycle de Vie des Produits (GCVP)

Cuivre Carte électronique Test & contrôle

Conception Fabrication, assemblage et test des cartes

Chaine d’outils logiciels
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Industrie 4.0 : Découvrez la suite logicielle d'ASTER 
Technologies

15/11/20217

Support et services      

Solutions de visualisation avancées

Traçabilité, diagnostic de pannes, analyses des données de fabrication

Ecosystem ouvert
Prise en charge de plus de 60 types 
d’équipements d’ ssemblage,  OI, 

AXI, ICT, FPT,  BST & testeurs de Cable 

3rd Party 
Partenaires Software
Partenaires Hardware

Testabilité & Analyseur de couverture de 
Test & Simulation 

Test Report
Automation 

Test Program
Automation 

Predictive
Test Coverage

Real Coverage
measurement

Design for Test

Test Strategy
Simulation 

Fault-ticket
Analyzer

Schematic 
& Virtual Schematic

Layout
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Licences logicielles: Permanente & Location 

8 15/11/2021

Le nombre de siege défini le nombre d’utilisateurs en simultanés par licence
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15/11/20219

Schematic Layout

NetList Fault ticket

Nouvelle Generation de Visualisateur
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QuadView visualiser les cartes électroniques 

10 15/11/2021

Layout

Bom

Schematic

▪ Visualisation simultanée et intéractive

▪ Toutes les données dans un seul outil
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Station de réparation sans papiers

11 15/11/2021

▪ Interface directe avec les moyens de test: GR228x, Z1800, Spectrum, HP3070, Takaya, SPEA, Cascon, 
 T C…

▪ L’analyseur de ticket de faute est la solution sans papier pour faciliter les opérations de réparation des 
cartes complexes. Il s’adapte à votre propre environnement industriel et peut s’inclure dans votre 
cycle de réparation de cartes.
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« Sherlock » - Diagnostic 

12 15/11/2021

▪  ide au diagnostic par l’analyse du recouvrement des tests fonctionnels
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15/11/202113

Design for Test and Test Coverage Analyzer 
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La plateforme TestWay™

15/11/202114
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Comment TestWay aide-t-il à mettre en œuvre une 
stratégie de test rentable?

15/11/202115

* Cost efficient strategies depends on the type of PCBA
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No test AOI AOI + BST AOI + BST + ICT*

TestWay permet de simuler différentes stratégies pour définir la stratégie de test la plus

rentable en:

• Déterminant la combinaison d'équipement de test pour fournir la meilleure estimation

de couverture

• Éliminant les redondances entre les testeurs pour optimiser le temps de cycle

TestWay permet de mesurer la couverture de test réelle pour chaque machine de test et

d'inspection de la ligne de test

En comparant «réel et estimé», les utilisateurs finaux peuvent vérifier que la stratégie de test

optimale est effectivement mise en œuvre dans l'atelier.

 OI   B T   ICT   …
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“si vous vous concentrez sur les coûts, vous perdez la qualité… si vous vous concentrez sur la qualité, vous réduisez 
les coûts »,TBP Electronics (EMS) 
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Vérification des règles de conception 

16 15/11/2021

▪ TestWay Express analyse votre design dès les phases de schématique
✓ Contrôle des règles de design

✓ Contrôle des règles de testabilité

✓ Contrôle des règles Boundary Scan

✓ Possibilité d’ajouter ses propres règles 

Check Wired OR/AND List double connections
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Optimisation des points de test

17 15/11/2021

▪ Identifier là où les points de test sont nécessaires

Vue Physique

Interface de test & programme de test  
optimisés

Incluant les points de test requis

Point de test
requis

Vue Electrique

Comparer les accès requis 
pour le test par rapport 
aux emplacements des 
points de test réels.

Schematic
Capture

Layout

Mechanical DfT

1
2

3
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Placement des clous

18 15/11/2021

▪ Les clous sont placés en respectant vos règles mécaniques et DFT



C
o

n
fi

d
en

ti
el

 ©
 A

ST
ER

 T
ec

h
n

o
lo

gi
es

 /
 2

0
2

1

Choix de la stratégie de test

19 15/11/2021

▪ Définissez votre ligne de test avec de simple glisser-déposer

▪ Modèles de test théoriques ou réels

➢ Théorique:
➢ SPI
➢ AOI
➢ AXI
➢ FPT
➢ ICT
➢ BST

➢ Réel:
➢ Plus de 60 modèles réels
➢ Développements réguliers
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Estimation de la couverture de test

20 15/11/2021

▪ Paramétrer les testeurs pour des stratégies de test au plus proche de vos équipements

▪ Comparaison possible entre couverture prédictive et réelle
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CAD2CAM convertisseurs générés par TestWay™

21 15/11/2021

Plus de 50 convertisseurs disponibles

Assemblage  Test: BST, ICT, FPT, CablesInspection: AOI & AXI 

Acculogic (BS), Aeroflex (IFR4200,IFR5800), ASSET, ASM (Siplace), Checksum, CableTest MPT, CIRRIS, CKT, CORELIS, CyberOptics, GEDIS, Europlacer,
GOEPEL (CASCON, OPTICON), JTAG Tech, KeySight (SJ10, SJ50, i1000, i3070, x1149), MIRTEC, MYDATA, Panasonic, SAKI, (BF-Tristar, BF-Frontier, BFX2),
SEICA (GRPilot, S20, VIVA), SIPLACE, SPEA (3030, 4040, 4050, 4060), TAKAYA (APT800, APT8000, APT9000, APT1400), TERADYNE (GR228x, TS124,
Spectrum, Z1800), TRI (TR518, TR5001, TR7500, TR8001), VISCOM, VIT, ViTrox (V510, V810), WIZE.
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Visualisateur 3D

15/11/202122

▪ Visualiser le placement de vos sondes de test dans une vue 3d de votre carte

▪ 2 formats générés :
✓ VRML

✓ X3D

▪ Rotation à 360° pour plus 
de détail

▪ Formats compatibles 
pour une impression 3D
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Comparaison de version

15/11/202123

▪ Visualiser les différences entre deux variantes de cartes

▪ Rapport HTML dynamique et visuel
✓ Modification mécanique (position, rotation ,  hape,…)

✓ Modification électrique (Value, tol, point de test,…)

▪ Faciliter les modifications de programmes, d’interfaces,…)
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twSystem : Visualiser un systeme électronique 

15/11/202124

▪ Navigation intéractive dans le système
✓ Cartes

✓ Fonds de panier

✓ Câbles

▪ Surbrillance des connexions sur 
chaque carte concernée

▪ twSystem peut être utilisé pour :
✓ Localiser les défauts

✓ Simplifier le dépannage

✓ Estimer la couverture de test

✓ Réaliser une couverture de test système
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15/11/202125

« Le pire des défauts est de les ignorer. »
Publius Syrus
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QUAD Vue d’ensemble 

15/11/202126

▪ Une base de donnée

) ) ) ) ) ) ) ) )( ( ( ( ( ( ( ( (

Placement 

machines

QuadFeederSafe

Feeder control

Test, inspection   

& other machines

QUAD

Test 

Stations

QUAD

Repair 

Stations

QUAD

Inspection 

Stations

Design

data

QuadView

PCB/Schematic

visualisation

QUAD

WIP Stations

QUAD WIP

QUAD

Recorder

ERP 

database

QUAD 

database

QUAD

Report stations

WEB Report Stations

[AVALUE1]

Échant illons:  168
Moy enne:  .233402
Éc.-ty pe:  .31157
Asy métrie:  .61152

Cpk: 2.389
Cp: 3.21
Cpm: 1.205

3sp Lim: (-.7013,   1.1681)
C ible:  1
Lim.spec: (-2,   4)
%prév u hors: ( .0000,   .0000)

Moy .

LTI LTS
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Process 

Alarms
▪ Un recorder pour collecter automatiquement les données

▪ La base est connectée aux stations de réparation sans papiers

▪ Peut s’interfacer avec un   P

▪ Gestion matière :
✓ Composants et stocks

✓ Feeders

✓ Plan de chargement

✓ Traçabilité

✓ MSL

▪ WIP gestion des encours

▪ Module d’analyse statistique et d’alertes
✓ FPY

✓ SPC

✓ Cp, CpK

✓ DPMO



C
o

n
fi

d
en

ti
el

 ©
 A

ST
ER

 T
ec

h
n

o
lo

gi
es

 /
 2

0
2

1

Diagnostique & Réparations

27 15/11/2021

▪ Intéractivité totale entre toutes les vues

▪ L’ensemble des documents du produit à réparer sont disponibles à l’écran

Info carte
& système

Ticket de test 
interactif

Synthèse
des défauts

Conseiller de 
défauts

Vue PCB
Vue

Schéma
Netlist 

Navigator

Couverture 
par pins
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Suivi Qualité

28 15/11/2021

▪ Génération de rapports s’appuyant sur Crystal  eport (  P) et les bibliothèques Telerik
✓ Rapports texte et graphique hautement programmable

✓ Diffusion par le WEB

✓ Génération automatisé d’alarmes 



"Le Kléber" Bât. B - 55bis, Rue de Rennes
35510 CESSON-SÉVIGNÉ - France

Philippe MASSOLO

Philippe.massolo@aster-technologies.com

Responsable des ventes 

+33 (0)2 99 83 01 07

+33 (0)7 86 99 07 03

www.aster-technologies.com

mailto:philippe.massolo@aster-technologies.com
http://www.aster-technologies.com/

